AFP-Seminar Uberblick: Methoden Vorlage 4

II. Beugung
® ’Position’ des Reflexes:

Winkel 26,1 zwischen Primérstrahl
und der an der Netzebenenschar mit dem
Millerindex hkl gebeugten Strahlung:
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Integrale Intensitéit der an der Netzebenenschar hkl gebeugten Strahlung
(im Pulverdiagramm):
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mit:
e LP: Lorentz- und Polarisationsfaktor
Hy: Flachenhéufigkeitsfaktor
A: Absorptionsfaktor
Fhid = D Atomej fie?miogHkyitls) (fiir Rontgen)
Fu = ZAtomej by HeyiH%) (fiip n)

e mit:

— Atomformfaktoren f/Streulingen b: Abhéngigkeit der ’Streukraft’ ei-
nes Atoms e 6 und A
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— Phase: Systematische Ausloschungsbedingungen durch zentrierte Gitter

Symbol zusétzliche Bedingung fiir das
Atompositionen Auftreten von Reflexen
P primitiv - -
I 2 fach primitiv | x4+ %,y + %, z+ % h+k+1=2n
C 2 fach primitiv | x4+ %,y + %, Z h+k=2n
F 4 fach primitiv | x+ %,y + %, Z h+k=2n
X + §,y,z+% h+1=2n
X,y—&—%,z—l—ﬁ k+1=2n
R 3 fach primitiv | x+ =,y + 2,z + 2 | -h+k+1=3n
X+ %, y+ i, z + g




